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(M) Title: FORCE SENSOR COMPRISING ORGANIC FIELD EFFECT TRANSISTORS AND PRESSURE SENSOR, POSI- 
TION SENSOR AND FTNGERPRINT SENSOR THAT ARE BASED ON SAID FORCE SENSOR 

(54) Bezeichming: KRAFTSENSOR MIT ORGANISCHEN FELDEFFEKTTRANSISTOREN. DARAUF Br.RUIIENDER 
DRUCKSENSOR. POSITIONSSENSOR UND FINGERABDRUCKSENSOR 

(57) Abstract: The invention rclalcs to a force sen- 
sor based on an organic field cBecl transistor (10) 
A that is applied lo a substrate { ! ; II). According lo 

the invention, a mechanical force that ncls on the 
transistor causes a corresponding modification of 
the source-drain voltage c»r the source-drain cunenl 
(lt>), whereby said modilicalion can be respectively 
detected as a measured vatiable (V,„ss, Im«s) f"r the 
exerted force. The invention also relates to a mem- 
brane-based pressure sensor that uses a force .sensor 
of this type, to a one- or two-dimensional position 
sensor that uses a plurality of force sensors of this 
type and to a fingerprim sensor that uses a plurality 
of force sensors of this type. 

2 3 

(57) Zusammenfassnng: Die Ertindung hetriftt 
einen Kraftsensor aut der Basis eines auf einem 
Substrat (1; 11) aufgebrachten oiganischen Feldeffekttransistors (10), bei dem eine auf den Transistor einwirkcndc mechanische 
Kraft cine dicscr Kraft enlsprechcnde Andcrung seiner Source-Drain -Spannung odcr seines Sourcc-Drain-Stn^Tis (b) vcrursacht, 
die jcweils als McssgroBc (V^„s> hncss) fur die einwirkcndc Kraft crfassbar sind, cincn einen derartigcn Kraftsensor vcrwendcndcn 
mcmbranbasicrtcn Druckscnsor. einen cine Viclzahl dcrartigcr Kraftsensoren venvendcndcn cin- oder /.weidimcnsionalcn 
Positionsscnsor und einen cine Viclzahl solchcr Kraftsensoren vcrwendcndcn Fingcrabdruckscnsor. 
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PL, PT, RO. SB, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG. Cf, 
CM, GA. GN, GQ, GW, ML, MR, NK, SN, TD, TG). 

VerotTentlichI: 

— mil imemationalem Recherchenbericht 

— vor Ablauf der fUr Anderun^en der Anspriiche geltenden 
Frist; Verojfentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eimreffen 
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Recherclicnbcr kilts: 8. Dezemhcr 2(M)5 

Zur Erkldrung der Zweibuchstahen-Codes und der ahderen Ah- 
kUrzungen wird auf die Erkldrungen ("Cuidiuxce Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguUiren Ausgahe der 
PCT-Gazeite verwiesen. 
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